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Дрожжебоподобные грибы рода Candida являются частыми компонентами биотопов
слизистых и кожи человека и играют заметную роль в развитии оппортунистических ин-
фекций особенно у пациентов со сниженным иммунитетом. Несмотря на свою этиопато-
генетическую значимость эти грибы трудно поддаются идентификации и лечению.

В настоящее время атомно- силовая микроскопия является мощным инструментом для
оценки поверхностей, в том числе клеточных стенок биологических объектов [1]. В связи с
вышесказанным и с целью повышения эффективности микробиологической диагностики
было проведено исследование клеточной стенки грибов рода Candida методом атомно-
силовой микроскопи в различных режимах.

Исследование выполнено на паспортизированных генетически верифицированных штам-
мах Candida albicans, предоставленных ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспо-
требнадзора. Методом атомно-силовой микроскопии было проведено сканирование поверх-
ности грибов рода Candida в контактном и полуконтактном режимах и сняты кривые
зависимости силы воздействия клетки на сканирующее устройство микроскопа.

В результате был сделан вывод, что метод атомно-силовой микроскопии подходит для
работы с поверхностью C. Albicans. Он позволяет изучить свойства поверхности гриба.
Также было установлено, что полуконтактный режим работы является предпочтитель-
ным, в связи с получением более точных изображений поверхности биологического объ-
екта.
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